vorlaufige technische Daten.

Hersteller: VEB Halbleiterwerk Frankfurt {Oder]

Systemtaktgenerator DL 8127 D

Gehduse: 24 poligas DILaPlastgehagse

Bauform: 21 3 20.2.24 nach TGL 26713 Rastermab: 2, 54 mm

Masse: £3 g
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Funkticnsbeschreibung

Der DI 8127 D erbeitet als Systemtaktgenerstor und enthdlt neben dem Taktoszillater die erforder—
lichen Prequenzteiler und Taktireiber zur Ansteuerung moderner 8- und 16-Bit-Mlkroprozessorsysteme.
Zusdtzlich zu einem speziellen Ausgengstreiber (ZCE, MOS=Pegel) fiir die CPU ist ein TTL-Oszillstor-
susgeng (0SC) fir die dynamische Speichersteuerung vorgesehen. Der Tektoszillator ist so komstru-
iert, daB8 er sowohl mit einem Qusarz, sle esuch.mit einem extermen TTL-Signal (auf X1) arbeiten kann.
Der DL 8127 D besitzt einen umschaltbaren Teiler zur Bereitstellung des CPU=Taktes (ZCK}.
‘Zusétzliche Teiler srzsugen synchrens TTL-Taktsignale mit der viertel, der halben und der ganzen
Frequenz des CPU=Taktes (TCK/4, TCK/2, TCK}. Der Eingaﬁg 4/3 steuert.sowohl das Teil= als auch das
Tastverhaltnis, Ein-interner Pulleup-Widerstand satzt den offenen Eingang auf High. In dieser Be-
triebsart betrigt das Teilverhaltnis 4, bei einem Tastverhaltnis von 1:2. Der CPuuTakt (2CK}) und
‘der TTL=Takt (TCK) sind gleichphasig. i 5 '

Ein Low am Eingeng 4/3 bewirkt ein Teilerverh#ltnis von 3 bei einem Testverhéltnis von 1:3 und Neg&“
tion des CPU=Taktes (ZCK) gegenuber dem TTL~Takt an TCK. .Die Takttreiber sind léschbar, um die
Synchronisation'eller Taktausginge zu erméglichen (TCK's=HIGH, ZCK=HIGH oder LOW entspredhend Pegel
an 4/%). Die Steuerfunktionen umfassen RESET, RUN/HALT, SINGLE=STEP, READY urd einen READY=TIMEOUTw
Zéhler, der die WAIT-Forderung eines externen Gerates auf 15 Taktzyklen begrenzt. Der WAIT=Eingang
der CPU wird ven RUN/HALT, SINGLE=STEP (SSNO, SSNC), STATUS (STL ... ST3) und READY gesteuert.

Wenn RUN/HALT = LOW ist, setzt der DL 8127 0O den WAIT-Ausgang auf LOW und veranlaBt die CPU, Warte-
zustdnde einzunehmen. Mit den SINGLE=STEP=Eingéngen (SSNO, SSNC) kéhnen die Wartezusténde fur je-
weils eine CPU=Taktperiode unterbrochen und damit Schrittbetrieb realisiert werden. Bel Nichtbe=
nutzung des Einzelschrittbetriebes sind SSNO auf LOWe und SSNG auf HIGH=Potential zu legen.

Der READY-Eingeng (High-sktiv) dient den externmen Gerdten zur Forderung von Wertezustidnden. Der
LOW-ektive Bingeng TOEN (timeout enable) begrenzt die WAIT-Forderung einesg. exzternen Gerites auf

15 Tektzyklen, 6. h. mit dem 16. Tekt wird der Ausgang TIMEOUT suf LOW und der Ausgeng WALIT auf
BIGH gesetzt. LOW-Pegel an den 3 intern NOR=verkniipften Status»Eingangen {ST1 co. ST3) sperrt den
TINREOUT-Zéhler und setzt den Ausgeng WALT euf HIGH.

Der LOW-aktive, mit einem intermen Pull-up-Widerstand verSehene Eingeng RESETIN ermOglicht die
Synchrenisation des RESET-Signals mit dem ZCK-Ausgeng. Der zugehorlge Ausgang RESETOUT ist Low-
elktiv, wenn 4/3=HICH ist, andernfslls ist er HIGH-sktiv.

RESETIN RESET~ prmeere—eRE SE TOUT
SYNCHRON I SATION

i . 1
GUARZ ~ ose
OSZILLATOR . -
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: Beschreibungfder Anschlisse
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Eingang zur Steuerung der Betriebsart. HIGH erglbt ein Takttastverh&ltnis von

1:2 bei einem Teilungsfaktor ven 4. LOW bewirkt ein Tastverhaltnis von 3 sowie
die Negation des CPU=-Taktes ZCK gegeniiber dem TTL~Takt TCK (lnterner Pull=upe

Widerstand). ‘

LOW=aktiver Eingang zur Synchronisation des RESETESLQnals mit dem CPU=Takt
(interner Pull-up-Widerstand, etwa 57 kOhm).

Synchrenisisrter RESET-Ausgang: LOWeaktiv, wenn 4/3=HIGH.

Eingénge flr externen Quarzanschluf; wird X1 als TTL=Eingeng benutzt, bleibt
X2 offen. SR

Gepuf ferter MOS=Taktausgang flir CPU und Per;pheriee Er lisfert die erforderliche

- HIGH-Ausgangsspannung’ (Ucc“m T4 VY

Gepufferter TTL-Taktausgang mit der gleichen Frequenz wie ZCK, TCK ist mit ZCK
synchrsn;sxarte Wenn 4/3=L0W, ist ZCK zu TCK negiert.

Gepufferte TTL-Ausginge mit der halben bazw, viertel TCK=Frequenz. Synchronisisrt
mit der Anstiegsflanke von TCK.

Oszillatortaktausgang, TTl=gepuffert. Lisfert High-Speed=Takt fir dynamische
Speichersteuerung oder andere Anwendungen. Die ZCK= und TCK-Ausgénge sind mit
der 0SC-aAnstiegsflanks synchronisiert.

LOW=aktiver Eingang, mit der 0SC-Anstiegsflenke synchronisiert.
Setzt die internen Taktteiler zurick, um die Synchronisation der Taktausginge
mehrerer Schaltkreise zu gewdhrleisten.

Verriegelter (latched) WAIT-Ausgang zur Verbindung mit der CPU. - .
Wird von der READY-, §Tl-, 8T2-, §T3=, RUN/HALT~ und SINGLE-STEP-Eingéngen zur
Forderung von Wartezusténden gesteuart. |

HIGH-aktiver Eingang zur Yerbindung mit peripheren Geraten. Einhaltung der dem
WAIT-latch entsprechenden Einstell~ und Haltezeitbedingungen erforderlich.

Statuseingénge von CPU und peripheren Gerdten. LOW an allen Eingéngen kenne
zeichnet interne CPU=Arbeit oder Refresh-Zyklen.

wshrend dieser zZeit ist TIMEQOUT abgeschaltet, um ein unpassendes Interrupt zu
vermeiden., Die Wirkung der Statuseingénge ist von den Einstell- und Haltezelt-
bedingungen dss WAIT-Latches abhéngig. )

gingang der Start/Stop- und Einzelschrittsteusrung; LOW erzwingt ein LOW am
WATT~Ausgang (interner Pulleup-Widerstand). )

SINGLE=-STEP~-Steuereingénge: kurzzeitiges Abschalten von S8NC von Masse und Erden
von SSNO bewirkt das Ubergehen der CPU von einem Wartezustand in den anderen.
RUN/FALT muB fur Einzelschrittsteuerung auf LOW liegen (interner Pull-up-Wider=-
stand),

Ausgang,'haupiséchlich zur Verbindung mit einem Interrupteingang der CPU (NMI).
Der TIMEOUT-Z&hler zahlt die_ZCK/TCKmTaktzyklan, um die unbeantwortete WAIT-
Ferderung eines peripheren Gerdétes auf 15 Taktzyklen zu begrenzen. Das heiBt,
nach 15 Taektzyklen wird ein HIGH am WAIT~Ausgang erzwungen,

LOW-aktiver timeout=-enable-Eingang; LOW gibt den .TIMEQUT=Zghler freil. HIGH
schaltet ihn ab und ermdglicht die WAIT=Steuerung durch die READY=,
RUN/HALT= und SINGLE=STEP=Eingénge. ’

Boectstrap-Eingang; Kondensator Cq wird mit C und ZCK verbunden, um eine kirzere
ZCK=Anstiegszeit zu ermbglichen.

Betriebsspannung

Masse



Grenzwerte
) Kurzzeichen min e BaX . Einheit
Betriebsgpannung UGC (8] T v
Eingsngsspannung ' Uy
XL,4/3, SSNO, SSNC, RUN/HALT UCC+Q,5 \4
‘Ubrige Eingénge 7 v
Spannung an den Ausgéngen UOH -0,5 - 5,5 v
(HIGH=-Pegel)
Spannung an C UC./ =0,5 8.0 v
LOW=-Ausgangsgleichstrom ToL 30 mA
Eingangsgleichstrom Iz =30 5 mA
Betriebsbedingungen

Kurzzeichen - min, max. Einheit -
‘Betriebsspannung U 4,75 5,25 %
HIGH=Eingangsspannung UIH v
8Ti, 8T2, ST3, Xi
CLR, TOEN, READY 2 ¥
SSNO, SSNC. 4/3, RUN/HALT 2,4 v
RESETIN 2,8 v
LOW=Eingangsspannung UIL
§Ti, 8T2, ST3, Xi, CLR, TOEN, READY 0,8 v
RUN/HALT, SSNO, SSNGC, 4/3, BEBETIN 0.4 v
HIGH-Ausgangsstrom ~Ion B
ZCK 0,2 naA
TTL=Ausgénge 2,6 mA
LOW=-Ausgangsstrom IOL
ZCK 2,0 BA
TTL=Ausgénge 16,0 méA
Vereinstellzeit CLR = 08C r tou 25 ns
Haltezeit CLR = 0sC - ty -6 ne
Voreinstellzeit READY = ZCK tou
43 =5 v T/4410 &) ne
4/8 = O V 20 ns
Heltezelt READY = ZCK th
4/5 = 5 v =T/4 1) ns
4/3 = 0 Vv -5 ns
Voreinstellzeit  ST1,2,3 = ZCK
4/3 =5 v tey T/4e12 *) ns
45 = 0 v 25 ns
Haltezeit ST1,2,3 = ZCK th
4/3 = 5 v ~(T/4=3)%) ne
4/% = O v «i2 ne
Voreinstellzeit TOEN = ZCK
4/%F = 5 ¥ oy 35 s
4/% = O V ) 30 ng
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Fortesetzng Betriebsbedingunigen
Kurzzeichen min . maxe Einheit
Haltezeit TOEN = ZCK ty
4/3 = 8V =15 ns
Af% = OV «10 ns
Umgebungs temperatur Fy 0 70 %
1) 1 ist aie ZOK-Tektperiodendauer
Statische Kennwerte (Ugg = 5 V £ 0.25 V, Fo=0 cee 70 %0y
urzzeichen min e ‘  max. Einheit
Eingangsclampingspannung ”Ui i,5 '
Ugg = 4575 V. =Ip = 18 mA,
.HIGH=Eingangsstrom ~xIH
UCC = 5,28 V, UIH = 2.751V
4/%, SSNC, SSNO, RUN/HALT »3001) /uA
RESETIN ~200" JuA
sTi, §T2, ST3, CLR, TOEN, READY 50 /uA
X1 600 JuA
UCc = 5,25 V, UIH = 5,5V
sTi, T2, 573, CLR, TOEN, READY 1 mA
LOW=-Eingangsstrome “Irp
UCC = 5,25 V, UIL = Q0,4 V
SSNO 1,6 mA
SSNC; 4/3, RUN/HALT, READY 1,2 MA
CLR, TOEN, X3 0,72 mA
STd, ST2, ST3,. RESETIN 0,36 . mA
HIGH=Augsgangsspannung UOH
Usp = 4,15V, ~Igg = 0,2 mA 4,0 v
ZCK 4,00 v
TTL-Ausgénge
»IOH = 2,6 mA 2,4 Vv
LOW=-Ausgangsspannung UQL .
Uccﬂz 4,75 V, Iy = 2,0 mA
ek 0,45 v
TTL=-Ausgénge Q0,5 v
o , 2) :
susgengskurzschlubstrom ~Ios
UQC = 5,25 V
- zZeK 50 240 mA
TTiL=Ausgénge 40 430 mA
stremaufnahme Ieg
UCC = 5,25 V, X1 = 2,4 ¥
ZCKsTCK ‘s=LoW ) nA

oL 8127 D
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1) Negative HIGH-Eingangsstrome werden durch den internen Pulleup=Widerstand verursacht.

2)
z
2. Xi=1 Takt (LOW-HIGH=Flanken)

3. CLR=HIGH

Nicht mebr els einen Ausgang gleichzeitig kurzschlieBen, Dauver des Kurzschlusses <1 5.

3) 1, GTR=LOW, SSNO=LOW, restliche Eingémge HIGH

4. Xl= weitere 15 Takte mit SchluBpegel 2,4 V, SSNO=HIGH

5. Messung von ICQ,

Dvnamische Kennwerte

)

(Ugg = 5V 20,55 mv, & =25% - 55)°

Kurzzeichen min e - MaX e Einheit
Anstiegszeit des ZCK=Aug= )
gangsimpulses 1) S rin
C =80 pF5%. C.=27 pF+10% 12 ns
C, =200 pF:5%, Co=27 pFi0% ) 20 ns
Abfallzeit des ZCK=Ausgangs=- t
", THL
impulses
C_=80 pFp5%. C,=27 pFiiog ) 11 ns
C,=200 pF5%, Co=27 pFl0% *) 20 ns
Signalverzégerungszeiten von nach
R =500 Ohm#2%, C, =50 pF#10%
ZOK: Cp = 8O pF; Cy = 27 pF READY ~» WALT tpLy | 16 | ns
EPHL 19 ns
871,2,3 — WAIT torp . o8 e
*pHL 24 ns
ZCK - RESETOUT
4/3 = OV toLn 23 ns
) CoHL i5 ng
4/3 =57 tpLh 20 ns
EpHL 10 ns
Oszillatorfregquenz fOSC~ 24 MHz

1)Eeatstrapmi<endensator zwischen den Anschliissen C und ZCK.
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" Bild 3: Appliketionsschaltung des DL 8127 D mit dem U 8001 C/ U 8002 D




Bild 4: TIMEOUT
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Logik-/Funktionstabelle

= Zeitverhalten

. ) TIMEOUT =
RUN/HALT SSNC 5T sT2 ST3 i READY TOEN Zdhler TIMECUT WATT
H X L L L B X riickge~ H H
setzt
mindestens ein q x B H-
ST=Eingang H
- L L Z8hlerin=- 1) 2)
' halt +1
mit jeder
L-H=Flanke
von ZCK
L LeH=L X X X gestoppt H LeH=L
3)
H = H-Pegel
L = L=Pegel =
X = Pegel beliebig (L oder H

") Nech H-L-Flanke von READY 15 ZOK-Perioden
2) Wach H=L-Flanke von READY 15 ZCK-Perioden Low, anschliefiend 1 ZCK-Periode High

3) Hopegel 1 ZCK-Periode

High, anschlieBend 1 ZCK=Periode Low
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" Bild 5: Impulsdiagremm U 8000 -~ Mode
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Bild 6: Impulsdiegremm U 8086 - Mode






